


























专利名称(译) 芯片实验室及其驱动方法

公开(公告)号 US8394595 公开(公告)日 2013-03-12

申请号 US12/738683 申请日 2008-10-17

[标]申请(专利权)人(译) JUNG MOON YOUN
申东HO
JEONG MINSUK
KIM SANGHEE
金惠YOON
PARK SEON HEE

申请(专利权)人(译) JUNG月亮YOUN
SHIN DONG-HO
JEONG MINSUK
KIM SANGHEE
金惠润
PARK SEON-HEE

当前申请(专利权)人(译) 电子通信研究院

[标]发明人 JUNG MOON YOUN
SHIN DONG HO
JEONG MINSUK
KIM SANGHEE
KIM HYE YOON
PARK SEON HEE

发明人 JUNG, MOON-YOUN
SHIN, DONG-HO
JEONG, MINSUK
KIM, SANGHEE
KIM, HYE-YOON
PARK, SEON-HEE

IPC分类号 G01N33/53

CPC分类号 G01N33/49

助理审查员(译) MOERSCHELL，RICHARD

优先权 1020070104589 2007-10-17 KR

其他公开文献 US20100227419A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一个芯片实验室。芯片实验室包括：第一区域，下基板和上基板彼此接合;第二区域，下基板和上基板未接合;以及间隙调节
构件，设置在第二区域与第一和第二区域之间的边界相对，间隙调节构件被配置为调节第一和第二基板之间的间隙以控制毛细管
力。
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